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Resumo:

Departamento de Fisica, ICEB, Universidade Federal de Ouro Preto A pedra sabao é uma
rocha metamodrfica composta sobretudo por talco, um mineral que esta na classe dos
chamados lubrificantes sélidos. Ele possui uma estrutura lamelar cujas camadas podem
deslizar-se facilmente umas sobre as outras. A Microscopia de Varredura por Sonda
(Scanning Probe Microscopy - SPM) é uma técnica utilizada para medidas de propriedades
morfolégicas ou estruturais de superficies. O objetivo deste projeto é controlar os processos
de obtencao de amostras de talco, na escala nanométrica, por meio de esfoliacao quimica. O
processo de esfoliacdo mecanica ja é conhecidol. Apesar disso, nao é possivel incorpora-lo a
outros materiais: um procedimento que permite melhorar propriedades mecanicas de
diferentes estruturas. A esfoliagcao quimica em fase liquida € um método usado para produzir
dispersdes coloidais do material de interesse a partir de sua forma bulk em diferentes
solventes. Este método se baseia em adicionar o material (talco, neste trabalho) em, por
exemplo, solventes organicos, solu¢des acidas ou aquosas e, em seguida, expor tais misturas
a uma fonte de energia (sonicacao) por um determinado tempo. Com este procedimento é
possivel separar as camadas, que compoem o material, pois as interacdes de van der Walls
entre elas sao rompidas. Pretende-se mostrar que os flocos de talco obtidos por esfoliacao
quimica apresentam propriedades similares aqueles obtidos por esfoliacao mecanica. Tal
comparacao foi feita utilizando técnicas de SPM como ferramentas principais. Diferentes
solventes e métodos foram testados. A analise morfoldgica, associada a efeitos de
polarizacado elétrica das amostras, podera representar um importante passo para a aplicacao
desse material no desenvolvimento de novos materiais e tecnologias. Referéncia 1 A. B.
Alencar, A. P. M. Barboza, B. S. Archanjo, H. Chacham, and B. R. A. Neves, 2D Materials 2,
015004 (2015).
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